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FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 23B: Plugs, Socket outlets and
switches, of IEC technical committee 23: Electrical accessories.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

23B/1175/FDIS 23B/1183/RVD

remain unchanged until the stability date indicated on
"http://webstore.iec.ch" in the data related to the specific
publication will be

* reconfirmed,

e withdrawn,
* replaced by a revised edition, or
+ amended. <\& 6

IMPORTANT - The 'colour inside’ logo on t over _page of this publication indicates
that it contains colours which are%s exed Mo be useful for the correct

understanding of its contents. Useks dt ore print this document using a
colour printer.

&b\@v

2 Normativereferen

Modify the~date SPR 1532000" to "CISPR 15:2013".

IEC 62756:1\\Digital Joad side transmission lighting control — Part 1: Basic requirements
3 Definitions

Add.the following new terms and definitions:

3.1206

self ballasted lamp

unit which cannot be dismantled without being permanently damaged which is provided with a
lamp cap or caps and incorporating a light source and any additional elements necessary for
starting and stable operation of the light source

NOTE In the text self ballasted lamp are also called CFLi or LEDi where “i” means that the control gear is
incorporated in the lamp.

3.127

externally ballasted lamp

lamp other than an incandescent lamp which cannot be dismantled without being permanently
damaged which is provided with a lamp cap and incorporating a light source to be controlled
by a separate lamp control gear
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NOTE For lamp control gear, see definitions in IEC 61347-1
3.128

conduction angle

a) for a leading edge (forward phase) dimmer, phase angle measured from the point where
conduction begins to the end of the half wave (zero crossing)

b) for a trailing edge (reverse phase) dimmer, phase angle measured from the beginning of a
half wave (zero crossing) to the point where conduction is switched off

5 Generalnoteson-tests

5.4 Replace the existing Table 101 by the following new Table 101:

Table 101 — Number of specimens

g - ‘
Number Additional specimens for %&se or(s\ui\cla e
Type of electronic for 18.2 | 19.101 | 19.102 | 19.109 24 6 101
switch general and
tests 102
Marked with one N
rated current and x
one rated voltage 3 3a 3a 3a N 3 1 3¢
two rated voltages 6 6a 6a 6a m 6° 6 1 6 b.cd
a8 Only for electronic switches with mechanical and ele€tro W fe witchinqg devices; only the complete
contact mechanism may be submitted.
b It may be necessary to provide three additional specitens for the¥ést of 101.3
¢ When the tests of Clause 26 have been pass specimen can be used for these tests.
d It may be necessary to provide 3 additional pecifne\ns fi

7 Classification
7.1.101 Replace exis

— incandescent lam

8 Marking

8.1 Replace, the penultimate paragraph starting with "For general purpose” by the following
new paragraph:

For electronic switches with included automatic function if the manufacturer’'s declared

number of npnrnfinne is highor than that indicated in subclauses 19 1('\1’ 19 1{\'), 19 104 and
19.109, then this shall be stated in the accompanying instruction sheet.

8.2 Replace “Fluorescent lamps” by “Externally ballasted fluorescent lamps”.
8.3 Replace the text of the addition by:

If a dimmer is intended to be used together with an iron core transformer, information shall be
given in the manufacturer’s instructions that only a transformer intended to be used with a
dimmer shall be used.

11 Provision for earthing

Add the following new subclause 11.101:
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11.101 The printed conductors of printed circuit boards may be used to provide protective
earthing continuity only under the following conditions:

— at least two tracks are used each having independent soldering points which will withstand
a single short circuit test similar to 101.3 and immediately after the switch shall fulfill the
requirements of 11.4, or

— a single track is used with two independent means of connection on each end which will
withstands a single short circuit test similar to 101.3 and immediately after the switch shall
fulfill the requirements of 11.4.

In addition,

— the material of the printed circuit board shall consist of epoxide woven glass fabric copper-
clad laminated sheet and

— the printed circuit board shall comply with the overload test accordi

13 Constructional requirements

13.101 Delete the first paragraph.

17 Temperature rise

NOTE 1 As the characteristics
used to reach the rated\load

e [fthe rated po
loads expressed.

o If the rategnpower ¢ asted lamps, or externally ballasted lamps, expressed in
W is higHer than j ated power of the incandescent lamps the test shall be done

o Electronic_ switches for self ballasted lamps (eqg. LEDi, CFLi) are loaded with lamps so
that, at'the rated voltage of the load, the rated load will be obtained. Dimmers shall be
loaded- with dimmable self ballasted lamps. If for these types of electronic switches, the
maximum number of self ballasted lamps and the rating of the lamp are given by the
manufacturer, the electronic switch is loaded accordingly. If more than one configuration is
given by the manufacturer, the test is repeated for all configurations.

e FElectronic switches for other types of lamp are tested in accordance with the
manufacturer’s instructions.

Other electronic switches shall be loaded with the type of load as stated in the manufacturer’s
instructions.

NOTE 2 The rated loads are verified with the electronic switch short-circuited.

For electronic TDS, 17.1 of IEC 60669-2-3:2006 is applicable.

The electronic switches are loaded until steady-state temperature is reached at a voltage
between 0,9 and 1,1 times rated voltage, whichever is the more unfavourable.
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Dimmers operating with leading and trailing edge shall be tested in both modes with the
relevant load.

In lamp dimmers and speed controllers, the setting is adjusted such that the highest
temperature rise will occur.

Flush-mounted electronic switches are mounted in flush-mounted boxes. The box is placed in
a block of wood filled around the box with plaster, so that the front edge of the box does not
protrude and is not more than 5 mm below the front surface of the wood block.

The test assembly shall be allowed to dry for not less than seven days when first made.

Renumber existing notes 4, 5, 6, 7 and 8 as notes 3, 4, 5, 6 and 7 respectively.

18 Making and breaking capacity
Add, at the end of the list of dashed items, the following new dasheg

— for electronic switches for the control of self ballasted lamps 1°of part 1.

18.1 Delete “or more” at the end of the last dashed item.
19 Normal operation

Replace the existing fourth and fifth paragraphs by the followihg

Compliance is checked by the tests gf 1. 102, 19@ 9.104, 19.105 and 19.109,
during which the electronic switches axe testew heirvgted voltage and loaded as specified
in Clause 17, unless otherwise specified.

For electronic switches with included the number of operations for tests of
subclauses 19.101, 19.10 pecified in the relevant subclause. If a

NOTE 1 The correl{& € N2 and 19.109 is under consideration.

Sticking of the
regarded as welding

Sticking of contacts is We contacts can be separated with a force applied to the
actuator of a/value W ot damage the switch mechanically.

electronic ciroit:-
Renumbenthe existing notes as notes 2, 3, 4, and 5 respectively.
19.1014A4dd, in the first sentence, "with or without step down converters" after "lamp circuits".

19102 Replace the entire existing text of this subclause by the following new text:

Contact mechanisms incorporated in electronic switches, intended for externally ballasted
lamps (e.g. fluorescent lamps, CFL, LED) are checked by the test circuit indicated in Figure
103 Load A with the following test conditions.

NOTE The test with Load B is not applicable.

The prospective short-circuit current (rms) of the supply shall be between 3 kA and 4 kA at
cos ¢ = 0,9 + 0,05 (lagging). F is a copper-wire fuse of 0,1 mm nominal diameter having a
length not less than 50 mm.

R1 is a resistor limiting the current to approximately 100 A.
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The twin-core cable shall have a suitable length to give a resistance R3 equal to 0,25 Q in the
test circuit to the load. It shall have a cross-sectional area of 1,5 mm?2 when switches with
rated current up to and including 10 A are being tested and 2,5 mm2 when switches with rated
current over 10 A up to and including 16 A are being tested.

The load shall consist of:

— a capacitor bank C,, giving a capacitance according to Table 103. The capacitors shall be
connected with 2,5 mm2 conductors having the shortest possible length;

— aninductor L4 and a resistor R,, adjusted to give the power factor 0,9 # 0,05 (lagging) ahd

the test current |, +50 % through the specimen.

Table 103 — Relationship between rated current and ca itanc

Rated current Capacitance <
A uF
Up to and including 1 12 < \
Up to and including 2 %(\\ RN
Up to and including 3 /\3{ \
Up to and including 4 / [‘§8 >

Up to and including 5 f\\) /58/\
Up to and includ'{(g})\ ™\ % ( 7OU ‘\/
N J

Up to and includir§\7

Up to and includiryﬁ? 96

Up to and incIudiAQ 9 Q N 05
UR to and frcluding 0 N | > 140
[\Qp tB{nd\?ncMgN\ J 140
NOTE ci u%%a;@eters have been chosen to
Q epresent t ta used in the most practical

plicatienst

the selector swifch S qre as described in 18.1.

The number-of operations is as follows.

For electronic switches with a rated current up to and including 10 A: 10 000 operations with
30 eperations per minute.

5 000 operations with 15 operations per minute.

The test specimens shall be connected to the test circuit with cables of length (1 + 0,1) m
so that the temperature rise measurement can be made without disturbing the terminals.

The metal support of the switch, if any, on which the switch is mounted, and the accessible
metal parts of the switch, if any, shall be earthed through a wire fuse which shall not blow
during the test. The fuse element shall consist of a copper wire of 0,17 mm diameter and not
less than 50 mm in length.

During this test, the switch shall be operated so that the test apparatus does not interfere with
the normal action of the switch mechanism and the free movement of the actuating member.
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There shall be no forced actuation. The on-period shall be 25 (+g) % of the total cycle and

the off-period 75 (_50) %.

Add the following new subclause:

19.109 Contact mechanisms incorporated in electronic switches intended for self ballasted
lamps are tested as in 19.102 except for the requirements related to the power supply which
are given for information only.

NOTE 1 The calculations are based on the following parameters in order to have the required values forinrush
current and /2t

— a prospective short-circuit current (rms) of the supply of 3 kA at cos ¢ = 0,9 (lagging).

— aresistance R3 equal to 0,25 Q and an inductance L equal to 20 puH simulating
circuit.

Compliance is checked by connecting the load B as given in
switch under test to a power supply. The values for the A
maximum 2t of the inrush current are given in Table 108.

NOTE 2 The test with Load A is not applicable.

with 15 operations per minute.

NOTE 3 R1 is the total series resistance in thé¢
of the capacitor.

The values of R1and C i
and 12t as given in Ta

Table 108 —/\

in order to reach the values (£ 5 %) for lyeq

ending on the type of distribution system

Pt loeak 2t
Ipeak A%s A AZs
Distribution Distribution Distribution
istribution system: system: system:
system: 220/380, 120/208 120/208
220/380, 230/400 230/400 127/220 127/220
Rated Power (W) 240/415 240/415
15 22 0,08 69 0,56
30 41 0,3 109 1,9
60 73 1,2 162 5,9
100 108 2,8 200 11,5
150 142 55 231 18,5
200 170 9 248 24,5
250 192 13 255 30
300 209 16,5 260 35
350 223 20,5 262 39
400 235 24,5 263 43
NOTE For values not given in the table the test values are determined by interpolation.
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Table 109 — Calculated circuit parameters
Rated power (W) R1 (Q) C (uF) R1 (Q) C (uF)
230V 230V 120 V 120 V
15 13 20 1,36 70
30 6,5 40 0,65 140
60 3,25 80 0,28 280
100 1,9 125 0,17 445
150 1,25 180
200 0,95 240
250 0,8 310
300 0,7 355
350 0,64 420
400 0,59 480

The values in Table 109 are given for information only
the /peqi @and /2t values of Table 108.

26.1 Immunity
Replace the exis@

o that the switch state (on or off) and/or the setting

value are protected\aga i nce. The operation of the switch shall be protected
against contip i (e.g. IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8).

For the fo , the electronic switch is mounted as in normal use in the relevant box,
if any, a itk all kinds of loads according to the manufacturers specifications, unless

The electronic swi is loaded at 100 % of the rated load for dimming devices and with a
functional]oad for other electronic switches.

The~electronic switch shall be tested according to Table 104 with or without operation as
specified in the relevant paragraph of Clause 26.

If the load connected to the electronic switch is controlled by mechanical switching devices
(e.g. relays), and no semiconductor devices are present in the load circuit, the test is
conducted with a resistive load only.

For the tests without operation, the electronic switch is tested in the following states:

a) in the on-state,

For electronic switches where the setting can alter (e.g. dimming devices) the conduction
angle is set at (100 £ 5)° which results in an output power (rms).

A variation of P, less than £ 10 % is not considered to be a change of the setting.
b) in the off-state.
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For the tests with operation, the electronic switch shall be switched ON/OFF with a
minimum operating rate of 1 operation/second. As an alternative, where the setting can
alter (e.g. dimming devices), the setting value can be changed e.g. from minimum to
maximum.

For electronic switches whose cycle of operation is limited by their application (for
example, passive infrared, time delay electronic switches, etc.), the rate of operation
during the tests shall be specified by the manufacturer.

Table 104 — Immunity tests (overview)

EM phenomena Test set-up Subclause Test specification
Voltage dips and short interruptions IEC 61000-4-11:1994 26.1.1 Table 105
Surge IEC 61000-4-5: 1995 | 26.1.2 Table 110 ™\
Fast transients (burst) IEC 61000-4-4:1995 26.1.3 Tqﬁé\m?\
Electrostatic discharge IEC 61000-4-2:1995 26.1.4 + contactdjschacge
Radiated electromagnetic field test | IEC 61000-4-3:2002 | 26.1.5 < \qu\ >

Radio frequency voltage IEC 61000-4-6:1996 26.1@/\\ W\r.mé\

Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8:1993 | 267 R 3\%\5,0)&

a8 This test is applicable only to electronic switches contajnin vicesy(suseeptible to magnetic fields, for
example, Hall elements, electrodynamic microphones, e}rﬁ\ K

26.1.1 Voltage dips and short interruptions

Replace the first tee

During the test, the/stas
After the test, the
as intended.

During the test>the elgctronic switch is not operated.

The testSis-carried out according to IEC 61000-4-5 by applying two positive discharges and
two negative discharges at each of the following angles 0°, 90°, 180° and 270°, at a repetition
rateof (60 + 5) s with an open-circuit test voltage according to Table 110.

Avfest with lower voltages is not required

If the product has a metallic mounting surface when mounted as in normal use, the test is
repeated between line and earth with a test voltage according to Table 110.

Table 110 — Surge immunity test voltages

Conductors / Terminals Coupling Test voltage
kV

Line to line 1

Mains
Line to earth 2

During the test, the state and setting of the electronic switch may alter, flickering is neglected.
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After the test, the electronic switch shall be in the original state and setting and shall operate
as intended.

26.1.3 Electrical fast transient/burst test
Add after the existing first paragraph the following new paragraph:

During the test, the electronic switch is not operated.

Replace the existing third to seventh paragraphs including Table 106 by the following:

The levels of the repetitive fast transients consisting of bursts coupled into the supply and
control terminals/terminations of the electronic switch is specified in Table 106.

Table 106 — Fast transient test values

Open-circuit output test voltage + 10 %

2 £1

Level Supply terminals/terminations Control terminats/ter in}f\oyg
KV O\ W
NI

The repetition rate is 5 kHz.

as intended.

26.1.4 Electrostftic d

During thé€)test, the state and setting of the electronic switch may alter, flickering is neglected.

After<the test, the electronic switch shall be in the original state and setting and shall operate
as jnfended.

Electronic switches with an adjusiable time delay device (for example, passive inira-red
switches) shall be adjusted in such a way that the time delay is higher than the testing time.

26.1.5 Radiated electromagnetic field test
Add at the end of the existing first paragraph the following new paragraph:

Electronic switches shall be loaded with resistive load only.
Replace the exisiting third to seventh paragraphs by the following new paragraphs:

The test is carried out according to IEC 61000-4-3 by applying a field strength of 3 V/m in the
frequency range 80 MHz to 1 000 MHz and 1 400 MHz to 2 000 MHz with the exception of the
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exclusion band as defined in the relevant product standard for transmitters, receivers and
duplex transceivers.

During the test, the electronic switch is operated, if it contains automatic functions or can be
remotely controlled.

During and after the test, the electronic switch shall operate as intended, flickering is not
allowed.

J ad J J
frequencey changes of the test equipment during the test procedure is neglected.

26.1.6 Radio-frequency voltage test

Add at the end of the existing first paragraph the following new paragraph
Electronic switches shall be loaded with resistive load only.

Replace the fourth to sixth existing paragraphs by the following n

remotely controlled.

During and after the test, the electronic switch shd
allowed.

Replace the existing fq

During the test, e

26.2 Emission
26.2.1 Kow-frequency emission

Add after'the existing second paragraph the following new paragraph:

This requirement applies to each channel of a multichannel dimmer provided that the

channels-are-independentfrom-sach-other

Replace the existing Note 2 by the following new note:

NOTE 2 Independent dimmers designed to dim different kinds of loads including incandescent lamps are
considered as dimmers for incandescent lamps and according to IEC 61000-3-2 they need not to be tested with all
different kinds of load according to Clause 7 of IEC 61000-3-2:2009, if their rated power per channel (provided that
the control of the channels are independent) is less than or equal to 1000 W. Electronic switches with
semiconductor switching for the load current are regarded as dimmers.

Replace the existing last paragraph by the following new paragraph:

Load terminals/terminations of electronic switches with electromechanically operated contact
mechanism (for example, a relay), do not cause harmonic current emissions and are deemed
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to meet the requirements of IEC 61000-3-2 without need for testing. Therefore only the mains
supply terminals/terminations of those products shall be tested.

26.2.2 Radio-frequency emission
Replace the existing test sequences by the following new test sequences:

a) atthe main terminals (8.1.4.2 of CISPR 15:2013):
An initial survey or scan of the complete frequency range 9 kHz to 30 MHz shall be made

To—crt—crtt

J J
frequencies at which there is a local maximum disturbance found in the initial suryéy.
above the predetermined level of 6 dB and below the limits given in CISPR 15, the cantrol
setting shall be varied for maximum disturbance while connected to the maximum load;

6 MHz, 10 MHz, 22 MHz and 30 MHz;
b) at the load and/or control terminals (8.1.4.3 of CISPR 15:2013):

and 30 MHz.

101 Abnormal conditions

If any of the te
been steady state,

— The electroni& s

101.3 Replace\the existing text of 101.3 by the following new text:

Electroni€/switches shall, without endangering their surroundings, withstand the short circuit
currents_they may be subjected to in the load circuit.

Compliance is checked by the following test.

The electronic switch is mounted as in normal use. If additional boxes or enclosures are used
they shall be tested in an enclosure complying with the relevant Part of the IEC 60670 series.

NOTE 1 In the following countries boxes and enclosures shall comply with both IEC 60670-1 and BS 4662: UK.

The electronic switch is tested in a substantially non-inductive circuit in series with a load
impedance and a device for limiting the let-through 12t.

The prospective short-circuit current of the supply shall be 1 500 A r.m.s. at a voltage equal to
the rated voltage of the electronic switch under test.

The prospective let-through 12t minimum value shall be 15 000 AZs.
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NOTE 2 The prospective current is a current that would flow in the circuit if the electronic switch, the limitation
device and the load impedance were replaced by links of negligible impedance without any other change in the
circuit.

NOTE 3 The prospective /2t value is a value that would be let through by the current limiting device if the
electronic switch and the load impedance were replaced by links of negligible impedance. The /2t value may be
limited by using an open wire fuse, an ignitron or other suitable devices.

NOTE 4 The /2t value of 15 000 A2s corresponds to an unfavourable let-through /2t value of 16 A miniature
circuit-breakers measured at 1 500 A prospective short-circuit current.

The diagram of the circuit in which the electronic switch is tested is shown in Figure 102.

The impedance Z, (short-circuit impedance) shall be adjusted to satisfy the specified
prospective short-circuit current.

NOTE 5 A load is necessary for the electronic switch to be in the on-state.

The circuit is calibrated with the following tolerances: curre
frequency + 5 %.

The automatic overcurrent protective device includipg

respect to the voltage.

NOTE 6 Six tests are made in order to avoid the

During the test, emission of flames or
environment.

If there is visibl i e rhing particles, the test shall be repeated on new
specimens. Before lear polyethylene film (0,05 + 0,01) mm thick, of a

size at least 50 ¢ direction than the area where the flames or burning
particles were s reasonably stretched in a frame.The film is placed
approximatel O\lhe trajectory of the flame at a maximum distance of 10 mm

— Melting-point between +110 °C to +120 °C.
After.the“test

<\ accessible metal parts shall not be live (see Clause 10);

— emissions of flames or burning particles have not visibly perforated the film when
examined by normal or corrected vision without additional magnification and the film shall
be in one piece;

— the conductors, the flush mounting box and the mounting surface shall not show traces of
burns. Traces which can be cleaned and do not prevent the further use of the cables or
housing are ignored.

It is not necessary for the specimens to remain in operating condition. However, the contacts
of any incorporated automatic protective device shall not be welded unless the electronic
switch is obviously useless.

After the short circuit test the specimen is re-energized in its normal operating position,
incorporated fuses if any being replaced, and its behaviour is monitored for 4 hours. The



https://iecnorm.com/api/?name=00a2276d8ec77aef12974dbd8fbb75cf

-14 - IEC 60669-2-1:2002/AMD2:2015
© IEC 2015

specimen shall show no dangerous behaviour during this period such as smoke or excessive
heat. In case of doubt the maximum temperature rise values given in table 102 shall not be
exceeded.

The six tests may be carried out on the same specimen provided that, with the replacement of
an incorporated fuse, the electronic switch is still capable of operation. Otherwise, new
specimens shall be used until a total of six tests have been completed.

Moreover, the electronic switch shall withstand the dielectric strength test according to

yaYi 4L L. +ha H L. L. ol il £ £ £ $lo H £ £4 £+l
wUiduotT TU wirrcrrt are ONUUHI!UI' naoc 1ocavuiricu re LUIII'JUIGLUIG T oare CrivirorirmrieTit airtcr are
short-circuit test with the voltages prescribed in Clause 19. This test shall not be appliéd
according to item 3 of Table 14.

ol.on before the

Overcurrent protective devices which can be manually reset shall be swijt
test.

Add, after the existing subclause 101.4, the following new subclausé:

For example, if an ele

Iculated power of 110 W for self-ballasted lamps,
then the electronic swi i i

ation circuits.

Where:
R1=44Q+5%.

R2 is adjuste
Complia ubjecting the electronic switches to a heating test. The test
proced g Clause 17 unless otherwise stated.

The setting is ‘adjusted to a stable condition so that the maximum current peaks occur.

During the-test, emission of flames or burning particles shall not occur and the temperature
rises shall not exceed the values given in Table 102, column concerning Clause 101.

Afterthe test, accessible metal parts shall not be live.

It 1s not necessary for the specimens to remain in operating condition. However, the contacts
of any incorporated automatic protective device shall not be welded, unless the electronic
switch is obviously useless.

102 Components

102.4 Automatic protective devices (other than fuses)
102.4.1.2

Replace the last paragraph by:

The cut-outs shall withstand for 1 min a test voltage between the open contacts, the voltage
being
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— For cut-outs in electronic switches for lighting circuits: 500 V;

— For cut-outs in electronic switches for speed control circuits: 1 200 V for rated voltages up
to 130 V and 2000 V for rated voltages above 130 V.

Add the following new figure:

Specimen ,/” \\\
] 1
O o 0o —O
N 7z

n

Supply j:
1

1T " (§

° BRI
TN
W)

R

X

NQbQ? L o]

% D4
Load B

IEC
g 103 — Circuit diagrams for testing switches according
to subclauses 19.102 and 19.109
Annex AA
Add the following row before the existing last row in the table of Annex AA:
DLT control devices Electronically operated controller with an electronic

control circuit and a semiconductor switching device

Add the following new annexes:
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Annex BB
(informative)

Circuit development: subclause 19.109 explained
BB.1 Rationale

Due to the phasing out of incandescent lamps and the replacement of these lamps by self

hnllno{-nrl Inmno o varlk wac dona hy tha Tachnical Cammittanc ocononrnad 0 oddrace tha
PO oW oty o— SO e oy e C o ca T o Ot e e o S o e et O g e eSo e

technical consequences of this change.

One of the main impacts for electronic switches is the change in inrush currents’ when
switching these energy efficient lamps in comparison to incandescent lamps. Especially
electronic switches incorporating electromechanical contact mechanign
sticking of contacts).

IEC 60969).

Table BB.1 — L}mﬁ\
P Vmains Ipea K/ zt Zmains
(W] G [A%s

P<15 \ /6,5 0,450 Q + 100 uH
P<15 0,08 0,2 Q + 400 pH
15<P<25 0,5 0,450 Q + 100 uH
15<P<25 0,15 0,2 Q + 400 pH
The value of Ip@ S ighest value that can occur at the moment the
contact mechanis
BB.2 ;o and{t¥o
Where subcl ed on the principle to define an equivalent circuit which results
inan /peg ubclause 19.109 uses the values of Ipeak and /2t as the reference.
The approach slauge 19.109 has been preferred, as within testing environments it is

not always po Slble o reach the ideal parameters of Z ... In this approach equivalent

circuits can.be adjusted to reach the required values within the tolerances given in the
standardj

BB3 Switching a single lamp

For the purpose of this test the lamp with a P = 15 W has been used. This load results in the

higher /¢4 /W ratio compared to the 25 W lamp and is used for Clause BB.4 when added to
get higher loads.

The network impedance which is given in 19.102 is also used for 19.109. Table 108 gives in
the first line the value of /5, and It when the lamp (P < 15 W) from Table BB.1 is used in

the network of subclause 19.102. As a result the /., and I?t values are higher in Table 108.

For the calculation a prospective short circuit current of 3000 A was used which was
considered adequate.

The R and C values of the equivalent circuit of the lamps in Figure BB.1 and Figure BB.2 are
calculated from Table BB.1.
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The Z,,,ins Of these networks are:

a) 120 V; 60 Hz; Ipscc = 3000 A; cose = 0,9:

0,036 Q + 46,25 puH + cables 0,25 QO + 20 uH = 0,286 Q + 66,25 pH
b) 230 V; 50 Hz; Ipscc = 3000 A; cosg = 0,9:

0,069 Q + 106 pH + cables 0,25 Q + 20 uH = 0,319 Q + 126 uH
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O
For higher@wer amp loads:

- Fo OQ;very 3  additional lamps 3 m of cables have been added
Q + 6 pH)

e bulk capacitor within each additional lamp uses the nominal value and not the worst

caca ac aivan in Toahls DD 4
CasCasgrvoT T Taovtc Do T,

— The values have been interpolated to fit the nominal values of Table 108.
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C-20% l

Additional cable m
C\ , AN

Table 108 stops a
breakers.

Rigure BB 3
X3 . , i -
00 W w\ e_higher inrush currents would result in the tripping of circuit
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Annex CC
(normative)

Additional requirements for electronic switches
using DLT-technology according to IEC 62756-1

NOTE The clause numbering of this annex refers to the clauses of this standard IEC 60669-2-1.

CC.3_ Definiti

Clause 3 applies except as follows.

Additional terms and definitions:

CccC.3.101
DLT

Digital control of electronic lighting equipment by digital sign
wiring

CC.3.102

DLT control device
Electronic switch, using DLT technology according t
interface and sends commands to at least one contro

CC.8 Marking

at iS connected to the

Clause 8 applies except as follows.

CC.8.1 Add at the end:

stated in the accompa

Add in a separa

Add after the line_starting with "Fluorescent lamps":
DLT conttoHed 10ad. .. ... e DLT

CC.87103 Replace in the first dash “at least one type of load” by “at least one type of loads
except for DLT devices”

Add at the end of the subclause:

The maximum cable length between DLT control device and DLT load shall also be given in
the instruction sheet.

CC.17 Temperature rise
Clause 17 applies except as follows:
Replace the fourth paragraph after Note 1 by:

In lamp dimmers, DLT control devices and speed controllers, the setting is adjusted such that
the highest temperature rise will occur.
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Add before the tenth paragraph starting with “Other electronic equipment”:

DLT control devices shall be tested with DLT loads, in accordance with the manufacturer
instructions.

CC.19 Normal operation

Clause 19 applies except as follows.

Renlace the first naraaranh of 19 103 hyv-
g g I A i g PA

CC.19.103 Semiconductor switching devices and/or electronic regulating devices including
DLT control devices incorporated in electronic switches are subjected to the following tests:

Add after the Note:

For DLT control devices, a cable, having the maximum cable len
installed between the control device and the loads.

8.3, is

CC.26 EMC requirements
Clause 26 applies except as follows.

CC.26.2 Emission
CC.26.2.1 Low-frequency emission
Add at the end:

DLT control devices shall be tested with-maxi tive load.

NOTE 3 As soon as IEC 61000-3-2 covers this prin '
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AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 23B: Prises de courant et
interrupteurs, du comité d'études 23 de I'lEC: Petit appareillage.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

23B/1175/FDIS 23B/1183/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information
abouti a I'approbation de cet amendement.

ur le vote ayant

Le comité a décidé que le contenu de cet amendement et de la publtation\de\base ne sera

pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le ‘
"http://webstore.iec.ch"” dans les données relatives a la publicg ¢ Se. gtte date,
la publication sera

e reconduite,

e supprimée,

e remplacée par une édition révisée, ou

e amendée.

et }v@r la page de couverture de cette
s eurs\guii sont considérées comme utiles a

nu>te lisateurs devraient, par conséquent,

imprimante couleur.

R
N

IEC 62756-1, Commande d'éclairage de transmission cété charge numérique (DLT) — Partie
1: Exigences de base

3/, Définitions

Ajouter, les nouveaux termes et définitions suivants:

3.126

lampe a ballast intégré

unité qui ne peut étre démontée sans étre endommagée de maniére permanente, qui est
équipée d'un ou plusieurs culots de lampe et comporte une source lumineuse et tous les
éléments additionnels nécessaires pour I'amorgage et le fonctionnement stable de la source
lumineuse

NOTE Dans le texte, les lampes a ballast intégré sont également appelées CFLi ou LEDi, ou “i” signifie que
I'appareillage est intégré dans la lampe.
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3.127

lampe a ballast externe

lampe autre qu’'une lampe a incandescence qui ne peut étre démontée sans étre
endommagée de maniére permanente, qui est équipée d’un culot de lampe et comporte une
source lumineuse congue pour étre commandée par un appareillage de lampe séparé

NOTE Concernant I'appareillage de la lampe, voir les définitions de I'|EC 61347-1.

3.128
angle de conduction

a) dans le cas d’un variateur de lumiere en mode de coupure sur front montant (a polaritée de
phase directe), 'angle de phase mesuré entre le point ou commence la conduction et\|a
fin de la demi-onde (passage a zéro)

b) dans le cas d’un variateur de lumiére en mode de coupure sur front de
de phase inverse), I'angle de phase mesuré entre le point ou comy
(passage a zéro) et le point ou la conduction est bloquée

dant (a polarité
atdemi-onde
5 Généralités sur les essais

5.4 Remplacer le Tableau 101 existant par le nouveau Ta

Tableau 101 — Nombre d’é

Tvoe d’interrunteur Nombre pour E ant'i ns\su.QpI)émentaires
yp p les essais f\ ou/l\lart le ou paragraphe

slectroni S ©
electronique généraux | 4g3 | 49401 19142 e hon ) 24 26 101 et 102
Marqué avec un courant \_/

assigné et
une tension assignée 3 3a ( 3@ 3a 32 3 1 3¢
deux tensions assignées @ \? a 62 6 1 g b.c.d
a8 Seulement pour les N 2 w des dispositifs d'interruption meécaniques et
électromécaniques; sedl | < i t peut étre présenté.
b Il peut étre nécegajre i pplémentaires pour I'essai du 101.3.
¢ Lorsque les es&@ i e réalisés’avec succes, les échantillons peuvent étre utilisés pour ces

essais.

— lampes a ballast externe (par exemple, lampes a fluorescence, CFL, LED)

— moteurs

—(slampes a ballast intégré (par exemple, CFLi, LEDi)

— Ccharge declaree
8 Marques et indications

8.1 Remplacer I'avant-dernier alinéa qui commence par "Dans le cas" par le nouveau
paragraphe suivant:

Dans le cas des interrupteurs électroniques avec des fonctions automatiques incluses, si le
nombre de changements de position déclaré par le fabricant est supérieur a celui indiqué en
19.101, 19.102, 19.104 et 19.109, cela doit étre établi dans la feuille d’instruction
d’accompagnement.

8.2 Remplacer “Lampes a fluorescence” par “Lampes a fluorescence a ballast externe”.
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8.3 Remplacer le texte de I’addition par:

Si un variateur de lumiére est destiné a étre utilisé avec un transformateur a noyau
métallique, les instructions du fabricant doivent indiquer que seul un transformateur prévu
pour une utilisation avec un variateur de lumiere doit étre utilisé.

11 Dispositions pour assurer la mise a la terre

Ajouter le nouveau paragraphe 11.101 suivant:

11.101 Les pistes conductrices des cartes de circuit imprimé peuvent étre utilisées pour
assurer une continuité a la terre de protection uniquement dans les conditions suivantes:

— deux pistes au moins sont utilisées, ayant chacune des points de brdasa
résistant a un seul essai de court-circuit analogue a 101.3 et jn

I'interrupteur doit satisfaire aux exigences de 11.4, ou

ge_indépendants

De plus,

— le matériau de la carte de circuit imprimé doit étre
résine époxyde cuivré, et

— la carte de circuit imprimé doit étre eqnforme
13 Exigences de construction
13.101 Supprimer le premier alinéa.
17 Echauffement
Remplacer, dans les inx
débutant par "Les jnterrupté
incluse, par ce (@ -
Pour les interrupté

incandescence ¢ 2e S po r la tension d’alimentation, y compris les lampes
halogenes), ce_quUi SUX !

e Sila de certaines des charges est exprimée en W et qu’elle est
sup la puissance assignée d’autres charges exprimée en VA, les
interrupteurs Qnigues doivent étre chargés avec des lampes halogenes ou des
lampes a de tungstene de facon a obtenir la charge assignée a la tension

assignéede la

NOTE 1 _Etant donné que les caractéristiques des lampes halogénes de puissance différente sont équivalentes,
des lampes)de puissance quelconque peuvent étre utilisées pour atteindre la charge assignée.

e (Sita puissance assignée de certaines des charges est exprimée en W et qu’elle est
inférieure a la pUISsance aSSIQnee d’autres charges exprlmee en VA, les mterrupteurs

UIGDLIUHILIUCO UUIVGIIL cuc uualyco avey LUUO IGO l._ypco UG uualyc L;UIIIUIHIGHIUHL auA

instructions du fabricant.

e Sila puissance assignée des lampes a ballast intégré, ou des lampes a ballast externe,
exprimée en W est supérieure a 25 % de la puissance assignée des lampes a
incandescence, I'essai doit étre réalisé avec tous les types de charge.

Pour les interrupteurs électroniques qui ne sont pas congus pour les lampes a
incandescence, ce qui suit s’applique:

e Les interrupteurs électroniques pour lampes a ballast intégré (par exemple, LEDi, CFLi)
sont chargés avec des lampes de fagon a obtenir la charge assignée a la tension assignée
de la charge. Les variateurs de lumiére doivent étre chargés avec des lampes a ballast
intégré avec variateur de lumiére. Si pour ces types d’interrupteurs électroniques, le



https://iecnorm.com/api/?name=00a2276d8ec77aef12974dbd8fbb75cf

IEC 60669-2-1:2002/AMD2:2015 - 27 -
© IEC 2015

nombre maximal de lampes a ballast intégré et les caractéristiques assignées de la lampe
sont donnés par le fabricant, l'interrupteur électronique est chargé en conséquence. Si
plusieurs configurations sont données par le fabricant, I’'essai est répété pour toutes les
configurations.

e lLes interrupteurs électroniques pour d’autres types de lampes sont soumis aux essais
conformément aux instructions du fabricant.

Les autres interrupteurs électroniques doivent étre chargés avec le type de charge indiqué
dans les instructions du fabricant.

NOTE 2 Les charges assignées sont vérifiées avec I'interrupteur électronique court-circuité.

Pour une minuterie électronique, 17.1 de I'lEC 60669-2-3:2006 s’applique.

Les interrupteurs électroniques sont chargés jusqu'a la température d'équilibre)\a uitie tension

Les variateurs de lumiére fonctionnant en mode de coupure sur fr
doivent étre soumis aux essais dans les deux modes avec la charge a

Le dispositif d'essai doit
aprés montage.

Renuméroter les notes 4,

Ajouter, & la fin @ '
— pour les interrup

comme spécifié

pendant lesquels les interrupteurs électroniques sont soumis a essai a leur tension assignée
et chargés comme spécifié a I'Article 17, sauf spécification contraire.

Dans)le cas des interrupteurs électroniques avec des fonctions automatiques incluses, le
nombre de changements de position pour les essais de 19.101, 19.102, 19.104 et 19.109 est

celur spécifié _dans le paragraphe approprié. Si le fabricant déclare des nombres de
changements de position supérieurs a ceux indiqués dans le paragraphe approprié, les essais
doivent étre réalisés selon la valeur déclarée.

NOTE 1 La corrélation entre les essais de 19.102 et de 19.109 est a I'étude.

Le collage des contacts n’empéchant pas le changement de position ultérieur de l'interrupteur
n’est pas considéré comme une soudure.

Le collage des contacts est permis si les contacts peuvent étre séparés avec une force
appliquée a I'organe de manceuvre dont la valeur ne provoque pas de dommages mécaniques
a linterrupteur.
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Les interrupteurs électroniques incluant des circuits électroniques qui ferment toujours le
mécanisme de contact a un angle de phase de + 20° au passage par zéro doivent étre soumis
a l'essai avec leur circuit électronique.

Renuméroter les notes existantes en notes 2, 3, 4 et 5 respectivement.

19.101 Ajouter, dans la premiére phrase, "avec ou sans convertisseurs abaisseurs" apres
“lampes a incandescence”.

suivant:

Les mécanismes de contact incorporés dans les interrupteurs électroniques destinés'a,des
lampes a ballast externe (lampes fluorescentes, CFL, LED, par exemple vérifies par le
circuit d’essai indiqué sur la Figure 103 Charge A avec les conditions d)

NOTE L’essai avec la Charge B ne s’applique pas.

— d’un ensemble de cons ne capacité selon le Tableau 103. Les
condensateurs do la longueur la plus courte possible de

conducteurs de2,5
— d’une induct@

de 0,9 0,05 2 d'essai de I, +05 % traversant I’échantillon.

> Courant assigné Capacité
A uF
Jusqu'a 1 inclus 12
Jusqu'a 2 inclus 24
Jusqu'a 3 inclus 35
Jusqu'a 4 inclus 48
Jusqu'a 5 inclus 58
Jusqu'a 6 inclus 70
Jusqu'a 7 inclus 7
Jusqu'a 8 inclus 96
Jusqu'a 9 inclus 105
Jusqu'a 10 inclus 140
Jusqu'a 16 inclus 140
NOTE Les parametres du circuit ont été choisis pour
représenter les charges de lampes utilisées dans les
applications les plus courantes.
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La conformité est vérifiée par I'essai suivant.

Pour I'essai, des échantillons neufs sont utilisés.

La tolérance de la tension d’essai est de +5 %. Les détails du circuit et la fagon de
manceuvrer l'interrupteur sélecteur S sont décrits en 18.1.

Le nombre de manceuvres est le suivant.

Pour les interrupteurs électroniques avec un courant assigné jusqu'a 10 A inclus: 10 Q00
manceuvres a la cadence de 30 manceuvres par minute.

Pour les interrupteurs électroniques avec un courant assigné supérieur jusqula 16 A
inclus: 5 000 manceuvres a la cadence de 15 manceuvres par minute.

Les échantillons d'essai doivent étre raccordés au circuit d'essai & 3 z kant une
longueur de (1 +0,1) m de telle fagon que le mesurage de I'échauff » ¢ réalisé
sans provoquer de perturbations aux bornes.

Le support métallique éventuel sur lequel est monté l'in & arties métalliques
accessibles éventuelles de l'interrupteur doivent étre a1is~a 5 nQyen dun fil fUSIb/e

0,17 mm de diamétre et d'une longueur minimale de §0 mm,.

¢’ I'appareil d'essai ne géne
mouvement de l'organe de

' 96 de passage du courant doit étre de
a périod repos de 75 (_5(5)) %.

Pendant cet essai, l'interrupteur doit gtre & de fa@

manceuvre.

Il ne doit pas y avoir de manceuvres

dans le circuitg’essai.
La conformité est vérifiée en raccordant la charge B telle qu’indiquée a la Figure 103 par
I'intermgédiaire de [linterrupteur électronique en essai a une alimentation. Les valeurs

correspondant a la valeur créte maximale et la valeur maximale 1%t du courant d’appel sont
indiquées sur le Tableau 108.

NOTE 2 |’'essai avecla f‘hnrgn A ne :’nlnlnlinllln pas

Pour les interrupteurs électroniques avec une puissance assignée pour les lampes SBL
Jjusqu’a 250 W inclus: 40 000 manceuvres a la cadence de 30 manceuvres par minute.

Pour les interrupteurs électroniques avec une puissance assignée pour les lampes SBL
supérieure a 250 W: 40 000 manceuvres a la cadence de 15 manceuvres par minute.

NOTE 3 R1 est la résistance totale en série dans le circuit d’'une lampe incluant la valeur de 'ESR (résistance-
série équivalente) du condensateur.

Les valeurs de R1 et de C dans la charge B doivent étre choisies en vue d’obtenir les valeurs
(+ 5 %) de Iya €t de 12t indiquées au Tableau 103a quand le contact de commutation est

fermé a un angle de phase de (90 + 5)°. La valeur de R2 doit étre choisie pour atteindre la
puissance assignée en W (5 %).
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de distribution

2t
Icréte A2s 'créte 12t
A Réseau de A A’s
Réseau de distribution: Réseau de Réseau de
distribution: 220/380, distribution: distribution:
Puissance assignée | 220/380, 230/400 230/400 120/208 120/208
AL 240445 2404445 127226 127226
15 22 0,08 69 0,56
30 41 0,3 109 1,9
60 73 1,2 162 ( 5:0
100 108 2.8 200 (N |~ s

150 142 55 23( \

s

200 170 9 /*24&\ \

250 192 13 \255\

\/30

300 209 16,5 \ ‘zqo\ 35
350 223 20,5 / 262 \ 39
400 235 245 ( (] 263 43

NOTE Pour les valeurs qui ne sont pas dopf€es da le tableay I@aleur d’essai sont déterminées par
interpolation.

N__
Tableau 109 - Par circuit calculés

Puissance assignée (W) m\j\) R1 (Q) C (uF)
/\ 230V 230V 120 v 120 v

15 /\ } 2 13 1,36 70

30 2N\ 6,}\ > 40 0,65 140
60\ 3,25 80 0,28 280

100 \ 97 125 0,17 445

1§Q \\ > 1,25 180 0,11 640

< 200\ N\ 0,95 240 0,10 830
R \ 0,8 310 0,10 1000

300 > 0,7 355 0,11 1250
350 0,64 420 0,13 1500
400 0,59 480 0,135 1660

Les valeurs du Tableau 109 sont données ||niqunmnn1’ a titre d’information

L e circuit doit étre

réglé pour atteindre les valeurs de /.44, €t de /2t du Tableau 108.

23 Lignes de fuite, distances d'isolement dans I'air et distances a travers la

matiére de remplissage

Ajouter, dans le Tableau 20, la nouvelle Note 3 suivante aprés la Note 2 existante:

NOTE 3 Les points 101 et 102 s’appliquent uniquement aux télérupteurs et minuteries électroniques.

26 Exigences de compatibilité électromagnétique

Remplacer, dans le quatrieme alinéa "trois échantillons neufs” par "un échantillon neuf”
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26.1 Immunité

Remplacer le texte existant de ce paragraphe par le nouveau texte suivant:

Les interrupteurs électroniques doivent étre congus de telle fagcon que I'état de l'interrupteur
(fermé ou ouvert) et/ou la valeur de réglage soient protégés contre les interférences. Le

fonctionnement de l'interrupteur doit étre protégé contre les interférences continues (par
exemple, IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8).

Pour les essais qui suivent, 'interrupteur électronique est monté comme en usage normal

dans la boite correspondante éventuelle et il est chargé avec tout type de charge suivant les
spécifications du fabricant, sauf indication contraire dans l'alinéa correspondant de
I’Article 26.

L’ mterrupteur électronique est charge a 100 % de la charge assignée pour Ies variateurs de

états suivants:

a) dans I'état fermé,

Pour les interrupteurs électronique
variateurs de lumiére), Iangle de \con glé a (100 £ 5)°, ce qui donne une
puissance (efficace) de

Une variation de P Q as’considérée comme étant un changement
du réglage.

b) dans I'état m@
Pour les ess -

avec une cade

I'interrupteur électronique doit étre fermé/ouvert
t minimale de 1 manceuvre/seconde. En variante,

Pour Ies 'nterru s electponiques dont le cycle de fonctionnement est limité par leur
appligatiqn\ (p& interrupteurs a infrarouge passifs, minuteries électroniques,

Tableau 104 — Essais d’immunité (apergu)

Phénomenes électromagnétiques Réglage d’essai Paragraphe Spécification d’essai
Creux‘de-tension et coupures bréves IEC 61000-4-11:1994 26.1.1 Tableau 105
Chec IEC 61000-4-5: 1995 26.1.2 Tableau 110
Transitoire rapide (salve) IEC 61000-4-4: 1995 26.1.3 Tableau 106
Décharge de contact de +
. . . . 4 kV
Décharge électrostatique IEC 61000-4-2: 1995 26.1.4 Décharge dans I'air de +
8 kV
Essai d’e champ électromagnétique IEC 61000-4-3: 2002 26.15 3V/m
rayonné
Tension aux fréquences radioélectriques | IEC 61000-4-6: 1996 26.1.6 3V efficace
Champ magnétique a la fréquence du IEC 61000-4-8:1993 26.1.72 3 A/m, 50 Hz

réseau

a8 Cet essai est applicable seulement aux interrupteurs électroniques contenant des dispositifs sensibles aux
champs magnétiques comme des éléments a effet de Hall, des microphones électrodynamiques, etc.
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26.1.1 Creux de tension et coupures bréves

Ajouter, aprés le premier alinéa existant, les nouveaux alinéas suivants:
L’essai doit étre réalisé sur les fils d’alimentation de l'interrupteur électronique.
Pendant I'essai, l'interrupteur électronique n’est pas manceuvré.

Remplacer les trois premiers alinéas existants apres le Tableau 105 par les nouveau

paragraphes suivants:

Pendant I'essai, I'état de linterrupteur électronique peut s’altérer et son réglage~ypeut
changer; il n'est pas tenu compte d'un papillotement occasionnel.

Apres I’'essai, l'interrupteur électronique doit rester a I’état initial, le rég s e inchangé
et il doit fonctionner comme prévu.

26.1.2 Essai d'immunité aux chocs d'impulsions du type 1

Remplacer les deuxiéme au sixieme alinéas existants par ce~qu

de répétition de (60 + 5)s sous
Tableau 110.

Un essai avec des tensions inférieures

L'essai est répété entre p
usage normal sous une teqsio

Tableau 110 FN@S\ Q’\
Conducteu@rn% \%plage Tension d’essai
kV
S

Entre ses 1
Réseau \p)h
E‘nh:e/phase et terre 2

I'interrupteur électronique peut s’altérer et son réglage peut
changer; i mpte d'un papillotement.

wne surface de montage métallique en
bleau 110.

munité aux chocs d’'impulsions

Aprés l'essai, 'interrupteur électronique doit rester a I’état initial, le réglage doit étre inchangé
et il doit fonietionner comme prévu.

26.1.3Essai aux transitoires électriques rapides en salves

Ajouter apres le premier alinéa:

Pendant I'essai, l'interrupteur électronique n’est pas manceuvré.
Remplacer les alinéas 3 a 7 existants y compris le Tableau 106 par:

Le niveau des transitoires rapides répétitifs consistant en des pics de surtensions couplés sur
les bornes/terminaisons d'alimentation et de commande de l'interrupteur électronique est
spécifié dans le Tableau 106.
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Tableau 106 — Valeurs pour I'essai des transitoires rapides
Tension d'essai du circuit de sortie ouverta + 10 %
Niveau Bornes/terminaisons d'alimentation Bornes/terminaisons de commande
kV kV
2 +1 +0,5

La cadence de répétition est de 5 kHz.

+5

La durée de I'essai ne doit pas étre inférieure a 60 0 s, mais ne doit pas étre inférieure)au
temps de réponse nécessaire de linterrupteur électronique pour chaeune des polarités
positive et négative.

et il doit fonctionner comme prévu.

26.1.4 Essai de décharge électrostatique

Un essai avec des tensions~nféri e exlhge.

Remplacer les sixiéme clus exfstants par les nouveaux alinéas suivants:

Pendant I'essai, Aétat 1 ctronique peut s’altérer et son réglage peut
changer; il n’est 3 i

Aprés l'essai, l'inte b e doit rester a I'état initial, le réglage doit étre inchangé

Ajouter a Ja-fin du premier alinéa existant, les nouveaux alinéas suivants:
Les interrupteurs électroniques doivent étre chargés uniquement avec une charge résistive.

Reémplacer les troisieme au septieme alinéas existants par les nouveaux alinéas suivants:

L'essai est effectué selon I'lEC 61000-4-4, par application d'un champ de 3 V/m dans une
gamme de fréquences de 80 MHz a 1 000 MHz et de 1 400 MHz a 2 000 MHz a I’exception de
la bande d’exclusion définie dans la norme de produit correspondante, relative aux émetteurs,
récepteurs et émetteurs-récepteurs en duplex.

Pendant [|’essai, linterrupteur électronique est manceuvré, s’il comporte des fonctions
automatiques ou s’il peut étre commandé a distance.

Pendant et apres Il’essai, l'interrupteur électronique doit fonctionner comme prévu; le
papillotement n’est pas accepté.
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Il nest pas tenu compte du papillotement des lampes ou du fonctionnement irrégulier des
moteurs en raison des transitoires de manceuvre provoqués par les modifications de la
fréquence du matériel d'essai pendant I'essai.

26.1.6 Essai de tension aux fréquences radioélectriques

Ajouter a la fin du premier alinéa existant, le nouvel alinéa suivant:

Les interrupteurs électroniques doivent étre chargés uniquement avec une charge résistive.

Remplacer les quatrieme au sixieme alineas existants par les nouveaux alineas suivants:

Pendant I’essai, l'interrupteur électronique est manceuvré, s’il comporte des fonctions
automatiques ou s’il peut étre commandé a distance.

Pendant et apres l'essai, linterrupteur électronique doit fonctionaex ;e
papillotement n’est pas accepté.
Il n'est pas tenu compte du papillotement des lampes ou du lier des

moteurs en raison des transitoires de manceuvre provoqué jons de la
fréquence du matériel d'essai pendant I'essai.

Pendant I’essai, linterrupteur électrpniq
automatiques ou s’il peut étre commangé a

Il nest pas ten
moteurs en rai

Cette exigen ppNqu
les canaux soient\indépendants les uns des autres.

Remplacer la Note 2 existante par le nouvelle note suivante:

NOTE 2. Les variateurs indépendants congus pour faire varier différents types de charges intégrant des lampes a
incandescence sont considérés comme des variateurs pour lampes a incandescence et, conformément a
"M E€ 61000-3-2, il n’est pas nécessaire de les soumettre aux essais avec tous les différents types de charge

suivant T'Article 7 de TTEC 61000-3-2:2009, si leur puissance assignéee par canal (a condition que la commande des
canaux soit indépendante) est inférieure ou égale a 1000 W. Les interrupteurs électroniques a semi-conducteur
pour la commutation du courant de charge sont considérés comme des variateurs.

Remplacer le dernier alinéa existant par le nouvel alinéa suivant:

Les bornes/terminaisons de charge des interrupteurs électroniques a mécanisme de contact a
manceuvre électromécanique (par exemple des relais) ne provoquent pas d'émission de
courant harmonique et on considere qu’ils répondent aux exigences de I'lEC 61000-3-2 sans
étre soumis a des essais. Par conséquent, seules les bornes/terminaisons réseau de ces
produits doivent étre soumises aux essais.

26.2.2 Emission aux fréquences radio

Remplacer les séquences d’essai par:
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a) aux bornes d'alimentation (8.1.4.2 de la CISPR 15:2013):

Un examen initial ou un découpage de la gamme complete de fréequences allant de 9 kHz
a 30 MHz doit étre effectué en position "Marche" avec le réglage le plus élevé. De plus,
aux fréquences suivantes et pour toutes les fréquences pour lesquelles il y a des
perturbations locales maximales au-dessus du niveau prédéterminé de 6 dB et au-
dessous des limites données dans la CISPR 15, le réglage du dispositif de commande doit
étre déplacé pour obtenir la perturbation maximale pendant la connexion avec la charge
maximale:

S kHZ, 50 KkHzZ, 100 kHzZ, 160 KtHz, 240 KtHz, 550 kHz, 1Mz, Mz 2z, -3 5 M7,
6 MHz, 10 MHz, 22 MHz et 30 MHz;
b) aux bornes de charges et/ou de commande (8.1.4.3 de la CISPR 15:2013):

Un examen initial ou un découpage de la gamme complete de fréque

ces~allant de

De plus, aux fréquences suivantes et pour toutes les fréquences pour le q |y a des
perturbations locales maximales au-dessus du niveau predete eSSoUsS
des I/m/tes donnees dans la CISPR 15, le reglage du dispositi doit étre

maximale:

160 kHz, 240 kHz, 550 kHz, 1 MHz, 1,4 MHz, 2 MHz—- IH= 10 MHz, 22 MHz et
30 MHz.

101 Fonctionnement anormal

satisfaites.

101.1.1.2 Les essais d

Ajouter apres le dernie
Si l'un des ess:: S

température se soj

101.3
Rempitacer le texte de 101.3 par le nouveau texte suivant:

be€s” interrupteurs électroniques doivent supporter les courants de court-circuit auxquels ils

peuvent éfre soumis dans le circuit de charge, sans metire en danger leur environnement.
La conformité est vérifiée par I'essai suivant.

L'interrupteur électronique est monté comme en usage normal. Si des boites ou des
enveloppes supplémentaires sont utilisées, elles doivent étre soumises aux essais dans une
enveloppe conforme a la Partie appropriée de la série IEC 60670.

NOTE 1 Dans les pays suivants, les boites et enveloppes doivent étre conformes a la fois a I'|EC 60670-1 et a la
BS 4662: RU.

L'interrupteur électronique est soumis a essai dans un circuit pratiquement non inductif, en
série avec une impédance de charge et un dispositif pour la limitation de la contrainte

thermique I2t.
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Le courant de court-circuit présumé de I'alimentation doit étre de 1 500 A efficaces sous une
tension égale a la tension assignée de l'interrupteur électronique en essai.

La valeur minimale de la contrainte thermique présumée |2t doit étre de 15 000 AZ?s.

NOTE 2 Le courant de court-circuit présumé est le courant qui passerait dans le circuit si l'interrupteur
électronique, le dispositif limiteur et I'impédance de charge étaient remplacés par des connexions d'impédance
négligeable sans aucune autre modification dans le circuit.

NOTE 3 La contrainte thermique présumée /2t est une valeur qui passerait par le dispositif limiteur de courant si
l'interrupteur électronique et l'impédance de charge étaient remplacés par des connexions d'impédance

négligeable. La valeur /2t peut &tre limitée en utilisant un fil fusible non protégé, un ignitron ou d'autres dispositifs
convenables.

NOTE 4 La valeur /2t de 15 000 A2s correspond a une valeur de la contrainte thermique défavorable (/?t"des
disjoncteurs miniatures de 16 A, mesurée sous un courant présumé de court-circuit de 1 5007A

Le schéma du circuit dans lequel I'interrupteur électronique est soumis /&
a la Figure 102.

représenté

L'impédance Z, (impédance de court-circuit) doit étre réglée p 30 u sgdrant de
court-circuit présumé spécifié.

Le circuit est calibré avec les tolé
fréquence + 5 %.

Le dispositif de protection automat/qu
intégrés ou non dans l'inter
le circuit qui est chargé. 4

position de puissance

Le court-circuit e j
par rapport a la P

S’il y a des\émissions de flammes ou de particules enflammées visibles, I'essai doit étre
répété sur-des échantillons neufs. Avant de répéter I'essai, une feuille de polyéthyléne
transparent de (0,05 + 0,01) mm d’épaisseur et d’une taille supérieure d’au moins 50 mm
dans ychaque sens a la zone dans laquelle ont été vues les flammes ou les particules
enflammées est fixée sur un cadre en I’étirant suffisamment. La feuille est p/acee a peu pres

a Ia HUIHcl’ulbulal’c uc la llajcun.uuc UG la Ilallllllc, a uric u:o:.alluc lllal\”llalc UU IU rrrrrr uc ICI

surface du produit sur laquelle la flamme a été émise.

Il convient que la feuille ait les propriétés physiques suivantes:
— Densité a +23 °C (0,915 g/cm? a 0,935 g/cm?);

— Point de fusion entre +110 °C et +120 °C.

Apres l'essai

— les parties métalliques accessibles ne doivent pas étre sous tension (voir Article 10);
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— les émissions de flammes ou de particules enflammées n’ont pas provoqué sur la feuille
de perforations visibles a I'examen par un ceil normal ou corrigé sans grossissement
supplémentaire et elle doit toujours étre en un seul morceau;

— les conducteurs, la boite pour pose encastrée et la surface de montage ne doivent
présenter aucune trace de brdlure. Il n’est pas tenu compte des traces qui peuvent étre
nettoyées et qui n‘'empéchent pas I'utilisation ultérieure des cébles ou de I’'enveloppe.

Il n'est pas nécessaire que les échantillons restent opérationnels. Cependant, les contacts de
tout dispositif de protection automatique incorporé ne doivent pas étre soudés, a moins que

timterrapteur efectronique e soit de toute evidernce hors o usage.

Apres l'essai de court-circuit, I’échantillon est remis sous tension dans sa positiofizde
fonctionnement normale, les fusibles intégrés éventuels étant re Iaces et|sson
comportement est surveillé pendant 4 heures. L’échantillon ne dqit présenterizaucun
comportement dangereux durant cette période, tel qu’un dégageme ée”’ ou une
chaleur excessive. En cas de doute, les valeurs maximales d’éch jndiquées au
Tableau 102 ne doivent pas étre dépassées.

qu'avec le
capable de
gue Six essais au

gctrique conformément
ironnement apres 'essai de

intégré doivent &
telle qu’il y ait
lampes a ballast inté

ne partie ne doive atteindre une température
ironnement du variateur de lumiere lorsque des
¢ lumiére sont installées dans le circuit de charge.

I’Article 17
Le varigtél hargé avec un certain nombre de circuits de simulation de
lampes indiq igure 103, Charge B, fournissant la charge assignée de la lampe a

sans variateurdelumigre de 25 W.

Dans le~gas des variateurs non classés pour les lampes a ballast intégré, le variateur de
lumiére~est chargé avec un certain nombre de circuits de simulation de lampes indiqué a la
Figare- 103, Charge B, ayant une puissance totale équivalente a 1/5éme de la charge
déclarée de la lampe a incandescence.

Par exemple, si un interrupteur électronique a une puissance calculée de 110 W pour les
lampes a ballast intégré, alors linterrupteur électronique est chargé avec 5 circuits de
simulation.

Ou:

R1=4,4 O+/- 5 %.

C = condensateur 14 uF

R2 est réglée pour donner une puissance de 25 W
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La conformité est vérifiée en soumettant les interrupteurs électroniques a un essai
d'échauffement. La procédure d’essai est telle que spécifiée dans I’Article 17, sauf indication
contraire.

Le réglage est effectué pour atteindre un état stable de maniére & obtenir des crétes de
courant maximales.

Pendant I'essai, des émissions de flammes ou de particules enflammées ne doivent pas se
produire et les échauffements ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au Tableau 102,

404

ol L L £ LA et ol
udilrto 1 CUITUTITITIC vurieerriarrt 1 /Aaruaoic TU T,

Apres l'essai, les parties métalliques accessibles ne doivent pas étre sous tension.

Iinterrupteur électronique ne soit de toute évidence hors d’usage.
102 Composants

102.4 Dispositifs de protection automatiques (autres q
102.4.1.2

Remplacer le dernier alinéa par:

Les coupe-circuit doivent supporter p
ouverts, cette tension étant de:

es circuits d’éclairage: 500 V;

pour les circuits de commande de
ales de 130 V et 2000 V pour des
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Ajouter la nouvelle figure suivante:

L=~
-’ ~

Echantillon K .

O .

— 39 —

Alimentation

-

D1 /\
ELNEPS
O

N

>

O

N

Annexe AA

S

Charge B
IEC

as du circuit pour l'essai des interrupteurs
selon 19.102 et 19.109

Ajouter(ayant la derniére ligne du tableau dans I’Annexe AA la ligne suivante:

Dispositifs de commande DLT

Commandes a mise en ceuvre électronique avec un
circuit de commande électronique et un dispositif de

commutation a semiconaucteurs

Ajouter les nouvelles annexes suivantes:
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